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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES ELECTROLYTIQUES A L'ALUMINIUM A
ELECTROLYTE SOLIDE ET NON SOLIDE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les

représentés tous les Comités nationaux s'intéressant 2
expriment dans la plus grande mesure possible un accord

2)

3)

1A mesure ol les conditions
Q a yecommandation de la

¢ d'Etudes No. 40 de la CEI:
s électroniques.

s
<i: le _de ¥ Mois| Rapport de vote

Wacmz 40(BC)789

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote correspondant
mentionné dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 18: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC CHIP CAPACITORS WITH
SOLID AND NON-SOLID ELECTROLYTE

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express arly as
possible, an international consensus of opinion on the
with.

2) They have the form of recommendations for international ise \and\ they are

3) In order to promote international unificatj
indicated in the latter.

This standard has been Te ical Committee No. 40:

Capacitors and Rezis ors i
The text of this i on the following documents:

a
t\€§§K3§TH3£> Rule Report on Voting

i>> 40(C0)732 40(C0O)789

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in
the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES ELECTROLYTIQUES A L'ALUMINIUM A
ELECTROLYTE SOLIDE ET NON SOLIDE

SECTION UN - GENERALITES

1. Géneralités

1.1 Domaine d‘'application

Cette norme est applicable aux condensateurs fixes chipses 2
l'aluminium 3 électrolyte solide et non solide. Ces condensateurs sont
destinés principalement & étre montés directement sur des substrats
pour circuits hybrides ou en surface des cartes imprimée

1.2 Objet

L'objet de cette norme est. de prescrire les

condensateur. Les sévérités’d'essai
les spécifications partlcu11éres do
supér1eur a3 celui de 1la présente

1.3 Documents de référence

Publications de la CEI:

Publication 6

Publiciijsf

pour le marquage des résistances et
ondensateurs.

Séries de valeurs normales pour résistan-
ces et condensateurs.

Modification No. 1 (1967)

Modification No. 2 (1977)

Essais fondamentaux climatiques et de
robustesse mécanique.

Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques.

Premiére partie: Spécification générlque.
Modification No. 2 (1987)

Modification No. 3 (1989)

Modification No. 4 (1992)

Publication 410 (1973): Plans et régles d'echantillonnage pour
les contrdles par attributs.

Publication QC 001001 (1986): Régles fondamentales du systéme CEI
d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): Régles de procédure du Systéme CEI

d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 18: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED ALUMINIUM ELECTROLYTIC CHIP CAPACITORS WITH
SOLID AND NON-SOLID ELECTROLYTE

SECTION ONE - GENERAL

1. General
1.1 Scope

This standard is applicable to fixed aluminium electrolytic chip

capacitors with solid and non-solid electrolyte. These capacitors
are primarily intended to be mounted directly onto sy
hybrid circuits or onto printed boards.

1.2 Object

1.3 Related documents

IEC Publications:

Publication 62

Public<::>n

g Codes for Resistors and
apdcitors.

Preferred Number Series for Resistors
and Capacitors.

Amendment No. 1 (1967)

Amendment No. 2 (1977)

Basic Environmental Testing Procedures.

H-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)
Amendment No. 4 (1992)

Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for
for Inspection by Attributes.

Publication QC 001001 (1986): Basic Rules of the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC Quality

Assessment System for Electronic
Components (IECQ).
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Publication de 1'ISO:

Norme ISO 3 (1973) Nombres normaux - Séries de nombres normaux.

Note. -Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un article
de la présente spécification, 1'édition en vigueur doit &tre
utilisée, sauf pour la Publication 68 de la CEI pour laquelle
1'édition indiquée dans la spécification générique doit &tre
utilisée.

1.4 Informations 3 donner dans une spécification particulidre

La spécification particuliére est issue de la spécification particulidre
cadre applicable.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas prescrire d'exigences

inférieures a celles de la spécification générique, nédiaire ou
plus sévéres

particuliére-cadre. Lorsqu'elles contiennent des e

Les informations suivantes doivent & 16 4 haque spécifi-

choisies parmi celles données d art i : prié de la présente

spécification. Q@A
1.4.1 Dessin d'encombrement et\dim

Il doit y avoir une illystration
liter son idengification etc
chipses. Les i et leurs

1'interchang
cation partyiculd . imensions doivent de préférence étre
donnée n i lorsque les dimensions originales sont

donnée ions métriques correspondantes en milimétres
doivent

ison avec d'autres condensateurs
rances asociées qui affectent

spécificavion particuliére doit donner les informations dimensionnelles
qui décriront convenablement le condensateur chipse.

1.4.2 Montage

La spécification particuliére doit donner des informations sur les
méthodes de montage 3 employer pour l'utilisation normale. Les con-
densateurs doivent &tre montés par leurs moyens normaux. La méthode
de montage pour les essais et les mesures (si requis) doit étre con-
forme au paragraphe 4.3 de la présente spécification intermédiaire.

1.4.3 Caractéristiques

Les caractéristiques doivent &tre conformes aux articles applicables
de la présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivantes:
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ISO Publication:

ISO Standard 3 (1973): Preferred Numbers - Series of Preferred Numbers.
Note. -The above references apply to the current editions except for
IEC 68, for which the referenced edition in the applicable test

clauses of the generic specification shall be used.

1.4 Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail
specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those

of the generic, sectional or blank detail specification. When more severe
requirements are included, they shall be listed in Sy ause 1.9 of the
detail specification and indicated in the test sched or example by
an asterisk.

Note. -The information given in Subclause 1.
presented in tabular form.

the values quoted shall preferably
appropriate clause of this sectiona

n tHose given in the

1.4.1 Qutline drawing and dimer3dons

There shall be an illustrati acitor as an aid to easy recog-
nition and for compariso acitor with others. Dimensions and
their associated tolerances affect interchangeability and mounting

shall be give ation. All dimensions shall prefera-
bly be stated when the original dimensions are

given in inche 3 me¥ric dimensions in millimetres shall be
added

Normall;:t :

1.4.2 Mounting

The detail specification shall give guidance on methods of mounting for
normal use. The capacitors shall be mounted by their normal means. Moun-
ting for test and measurement purposes (when required) shall be in accor-
dance with Subclause 4.3 of this sectional specification.

1.4.3 Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant
clauses of this specification, together with the following:
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1.4.3.1 Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

Note. -Lorsque des produits agrées conformément & la spécification
particuliére ont différentes gammes de valeurs, la régle
suivante devrait é&tre ajoutée:

"La gamme des valeurs disponibles dans chaque gamme de tension
est donnée dans la liste des produits qualifiés".

1.4.3.2 Caractéristiques particuliéres

Des caractéristiques complémentaires peuvent étre données lorsqu'
elles sont considérées nécessaires pour spécifier convenablement
le composant en vue de son application.

1.4.3.3 Soudure

les sévéritiés et les exigences applicables
soudabilité et de résistance a3 la chaleur de

1.4.4 Marquage

1.5.1

1.6

1.6.1 Les informations contenues dans le marquage sont normalement prises
dans la liste ci-aprés; l'importance relative de chaque information
est indiquée par son rang dans la liste:

a) polarité des sorties (i moins qu'elles soient identifiables par
la technologie);

b) capacité nominale;
c) tension nominale (la tension continue peut étre indiquée par le

symbole — oy — );

d) tolérance sur la capacité nominale;
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» 1.4.3.1 Rated capacitance range
See Subclause 2.2.1.

Note. -When products approved to the detail specification have
different ranges, the following statement should be added:
"The range of values available in each voltage range is given
in the qualified products list™".

1.4.3.2 Particular characteristics

Additional characteristics may be listed, when they are considered
necessary to specify adequately the component for design and appli-
cation purposes.

1.4.3.3 Soldering

The detail specification shall prescribe the te
and requirements applicable for the solderabilf
tance soldering heat test.

1.4.4 Marking

the capacitor and on the package.
this sectional specification, sha

1.5
1.5.1
1.6
C Publication 384-1, with the following details:
1.6.1 given in the marking is normally selected from the

the relative importance of each item is indicated

a) polarity of the terminations (unless identified by the
construction);

b) rated capacitance;

c) rated voltage (d.c voltage may be indicated by the symbol
- or —/ );

d) tolerance on rated capacitance;
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e) modéle (conformément au paragraphe 1.1);
f) année et mois (ou semaine) de fabrication;
g) nom ou marque du fabricant;
h) catégorie climatique;
i) désignation de type du fabricant;
j) référence a la spécification particuliére.
1.6.2 Les condensateurs chipses ne sont généralement pas marqués sur le
corps. Si un marquage peut étre appliqué, il doit &tre marqué claire-
ment avec le plus possible d'informations considérées comme utiles.

Toute redondance de 1l'information contenue dans le
étre évitée.

1.6.3 Le marquage doit étre lisible et ne doit pas &
lorsqu'il est frotté avec le doigt.

1.6.4 L'emballage contenant le (les) condensaté

1.6.5 Tout marquage supplémentaire do
ne puisse y avoir aucun onf

SECTION DEUX - C CTERISTIQUES, PREFERENTIELLES

2. Caractéristidg::\bdg;;;;hx'elles
2.1 CaractéxlsJ:;hé;tbrégg;:h;?:lies

Les va s spécifications particuliédres doivent de
préfére armi les suivantes:
2.1.1 Catégqr es\clhma ques préférentielles

ur hxpses couverts par cette spécification sont classés
limatiques, conformément aux régles générales de la
-1 de la CEI.

Les températures minimale et maximale de catégorie et la durée de
l'essai continu de chaleur humide doivent étre choisies parmi les
valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie: -55 °C, -40 °C, -25 °C
et -10 °C.

Température maximale de catégorie: +85 °C, +100 °C et
+125 °C.

Durée de l'essai continu de chaleur humide: 10, 21 et 56 jours.

Les sévérités pour les essais de froid et de chaleur séche sont
respectivement les températures minimale et maximale de catégorie.
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e) style (in accordance with Subclause 1.1);
f) year and month (or week) of manufacture;
g) manufacturer's name or trade mark;
h) climatic category;
i) manufacturer's type designation;
j) reference to the detail specification.

1.6.2 Chip capacitors are generally not marked on the body. If some marking
can be applied, they shall be clearly marked with as many as possible
of the above items as is considered useful. Any duplication of infor-
mation in the marking on the capacitor should be avoided

1.6.3 Any marking shall be legible and not easily smeakéd

1.6.4 The package containing the capacitor(s) shail be
all the information listed in Subclause §

less this is applicable to the method o

1.6.5 Any additional marking shall be so fap
SECTION TWO - PREFﬁ?EER»ﬁzig;EE Q;L CTERISTICS

2. Preferred ratings and characteristi
2.1 Preferred chaS;:;ér' i \\;B

The values

2.1.1

Lower category temperature: -55 °C, -40 °C, -25 °C
and -10 °C.

Upper category temperature: +85 °C, +100 °C and
+125 °C.

Duration of the damp heat, steady state test: 10, 21 and 56 days.

The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper
category temperatures respectively.
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2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques

2.2.1 Capacité nominale (Cg)

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale sont prises parmi
celles de la série E6 de la CEI 63 et leurs multiples décimaux.

2.2.2 Tolérance sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont
+10 Z et +20 %.

2.2.3 Tension nominale (Uy ou UR)

Les valeurs préférentielles de la tension continue ng ale prises
parmi la série R5 de la norme ISO 3 sont:

1,0 -1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,3 et leurs multiples @

Si d'autre valeurs sont nécessaires, elles & e sies de
préférence dans la série RI10.

2.2.4 Tension de catégorie (Uc)

Pour les condensateurs ayant une tempér axinfale de catégorie de
125 °C, les tensions de tégo ont /d ans le tableau suivant:

N ,

(31)1< 2,5| 4 6,(1}%%\)25 40 | 63

\\‘ \\/

Doy 2 \ 6,3 10 | 16 | 25 | 40
N

2.2.5
sion est égale a4 1,15 fois la tension nominale ou
gorie, la valeur obtenue étant arrondie 3 un volt
aleyr la plus proche.
2.2.6 Ter 2 & nominale

La valeur de la température nominale est de 85 °C, 100 °C ou 105 °C.
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2.2 Preferred values of ratings

2.2.1 Rated capacitance (CR)

Preferred values of rated capacitance are the values from the E6 series
of IEC Publication 63 and their decimal multiples.

2.2.2 Tolerance on rated capacitance

Preferred values of tolerances on rated capacitance are:
+10 Z and +20 %.

2.2.3 Rated voltage (UR)

Preferred values of rated direct voltages taken from
series of ISO Standard 3 are:

1,0 -1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,3 and their decimal mu

If other values are required they shall preferat : from
the RI10 series.

2.2.4 Category voltage (Ug)

For capacitors having an upper categor 2§§e aturé of 125 °C, category
in able

voltages are given in t%izgzi%o

L/

_— AN
NIER
U \/
4 6,31 10 16 25 40

Lo W?ﬁgx

i
(31)1 2,5| 4 6,<§%>25 40 | 63
)\/

2.2.5

2.2.6
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

3. Procédures d'assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est l'essai de la couche d'oxyde.

3.2 Modéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux sembla-
bles, mais pouvant avoir des dimensions de boitiers et des valeurs
différentes de capacités et de tensions.

3.3 Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés sont prescrits dans la
spécification particuliére, les informations sur le
paragraphe 3.5.1 de la Publication 384-1 de la CEI dg9ivent “étre four-

nies a 1'acheteur sur sa demande. Aprés l'essai ¢ s para-
métres pour lesquels les informations par variab don-
nées sont la variation de capacité, la tangente_ de ngledevpertes et
le courant de fuite.

3.4 Homologation
Les procédures pour les essais d'hopolggat jonnées au para-
graphe 3.4 de la Publication 384-
La procédure a utiliser ” la base des essais lot
par lot et des essais péhi 3 snnée /au paragraphe 3.5 de la

présente spécification. L ant un programme sur un
échantillon d'effectif ffixe aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2

3.4.1 Homologation \ illigant un échantillon d'effectif fixe
La pro i r un échantillon d'effectif fixe est
décrite\a 3 4.3 b) de la Publication 384-1 de la CEI.

présentatif de la gamme des condensateurs
tion est demandée. Celle-ci peut couvrir

grande~dimension de boitier. Quand la gamme couvre plus de quatre
dimension¥ de boitier, une dimension de boitier intermédiaire doit
étre soumise aux essais. Dans chaque combinaison dimension de
boitier/tension, la plus forte valeur de capacité doit étre choisie.
Ainsi pour l'homologation d'une gamme, l'essai de quatre ou six
valeurs est requis. Lorsque la gamme présentée a 1l'homologation com-
prend moins de quatre valeurs, le nombre de condensateurs & soumettre
aux essais est celui requis pour quatre valeurs.

Les spécimens de rechange 2 prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement l'unité défectueuse
tolérée au Groupe "0".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défec-
tueux par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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3.2

3.3

3.4

3.4.1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the testing of the oxide layer.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors
produced with similar processes and materials, though they may be of
different case sizes and values.

Certified Records of Released lLots

The information required in Subclause 3.5.1 of I
shall be made available when prescribed in the d
when requested by a purchaser. After the end
for which variables information is required
tan § and the leakage current.

Qualification Approval

The procedures for Qualificatio
clause 3.4 of the Generi j

for these voltages the smallest and largest case size.
;are more than four case sizes an intermediate case size
shall alsd be tested. In each of these case size/voltage combinations
(values) the highest capacitance shall be chosen. Thus for the approval
of a range, testing is required of either four or six values. When the
range consists of less than four values, the number of specimens to be
tested shall be that required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective
in Group "O".

b) One per value which may be used as replacements for specimens which

are defective because of incidents not attributable to the
manufacturer.
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